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DETECTOR DE DEFECTOS POR ULTRASONIDOS

EPOCH LT

Detector de defectos portatil

El EPOCH LT es un detector de defectos por
ultrasonidos, digital y portétil, de tan solo
38 mm de espesor y apenas 1 kg de peso.
Posee muchas herramientas de medicién
como una frecuencia minima de actualiza-
cién de la pantalla de 60 Hz, la calibracién
automdtica del palpador, el registrador de
datos numéricos, entre otras. El EPOCH LT
es la solucion ideal para realizar deteccio-
nes de defectos sencillas y rapidas en condi-
ciones dificiles o en medios de produccion
exigentes.

EL PESO LIGERO ROBUSTO

A pesar de su pequefio tamano, el EPOCH LT
ofrece varias herramientas que uno esperaria
encontrar en detectores de defectos mas
voluminosos. Ademads de su alta frecuencia
de actualizacién (60 Hz), el EPOCH LT no
solamente tiene la capacidad de congelar y
retener los datos A-scan, de memorizar los
picos, de representar simultaineamente el
A-scan en tiempo real y la envolvente de pi-
cos de los A-scan, de representar la onda RF,
y de calibrar automaticamente el palpador
segun el desplazamiento del cero y la velo-
cidad de propagacién de la onda ultrasonora
en el material; pero, ademds, cuenta con una
alarma ajustable de umbral positivo, negativo
o de profundidad minima.

El registrador de datos numéricos integrado
es de facil uso y puede almacenar hasta
100 calibraciones 6 2000 medidas de
espesor. Asimismo, es posible incrementar
la memoria de la unidad para almacenar
500 calibraciones 6 10 000 medidas de es-
pesor. El registrador de datos del EPOCH LT
es compatible con los archivos de los detec-
tores de la serie EPOCH 4 y con el progra-
ma informatico GageView™ Pro.

AMPLIA CAPACIDAD DE DOGUMEN-
TACION Y TRANSFERENCIA

El programa informatico GageView™ Pro
para Microsoft® Windows® (opcional) per-
mite al EPOCH LT la posibilidad, por demas
practica, de recopilar, administrar, modificar
y consultar los datos de inspeccién.

La funcién de rastreo de la base de datos
del GageView Pro permite preparar planes
de inspeccién con calibraciones, identi-
ficadores y notas preinstaladas. Los datos
pueden ser imprimidos o facilmente copia-
dos y pegados en sistemas de tratamiento
de textos y hojas de calculo para facilitar la
redaccién de informes.

¢

CARACTERISTICAS

Liviano (1,0 kg) y ergonémico.

Pantalla LCD grande, brillante y de alta
resolucion. Modo de pantalla completa
o dividida.

Calibracion automatica del palpador.

Congelacion de los datos del A-scan y
de la trayectoria acustica.

Datos de la trayectoria acustica en
pulgadas, milimetros o microsegundos.

Memoria de picos.

Representacion en la pantalla de la
onda RF.

Alarmas de umbral de tolerancia positi-
va o negativa, y profundidad minima.

Curvas DAC y TVG estandares.
Rango extendido.

Programa informatico GageView™ Pro.

HERRAMIENTAS SOFTWARE
OPCIONALES

Varias herramientas software opcionales
especificamente disefiadas para ciertas
aplicaciones optimizan la versatilidad del
EPOCH LT. Estas pueden ser activadas a
distancia —luego de la adquisicién de la
unidad— lo cual evita enviarla nuevamen-
te a la fabrica.

Curvas DAC/TVG avanzadas.
Norma API 5UE.

Emisor de ondas cuadradas.
Normas AWS D1.1y D1.5.
Diagramas DGS/AVG integrados.
Mayor capacidad de memoria.
PRF baja.

Medicion de espesor eco a eco.
Rango extendido.

Programa informético GageView™ Pro.
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Especificaciones del EPOCH LT

Pantalla: LCD de 320 x 240 pixeles.

Frecuencia minima de actualizacion de la

pantalla: 60 Hz.

Sensibilidad: Maximo de 100 dB y sen-

sibilidad del nivel de referencia con una

resolucién de 6 dB 6 0,1 dB.

Calibracion automadtica del palpador:

Desplazamiento del cero del palpador

y velocidad de propagacion de la onda

ultrasonora en el material.

Supresion: 0% a 80% de la altura de la

pantalla total; en incrementos de 1%.

Unidades de medida: Milimetros, pulgadas

y microsegundos.

Velocidad de propagacion de la onda

ultrasonora en el material:

635 m/s a 15240 m/s).

Rango: Normal: 4 mm a 5000 mm
Opcional: T mm a 10000 mm

Angulo de refraccién: Parémetros fijos de

0°, 30°, 45°, 60° y 70°, o parametros varia-

bles de 10° a 85°; en incrementos de 0,1°.

Memoria de picos: Representacion si-

multdnea del A-scan en tiempo real (a la

frecuencia de actualizacién de 60 Hz) y de

la envolvente de picos del A-scan.

Emisor: Impulsos de picos negativos y de

ondas cuadradas ajustables.

Potencia del emisor: Baja (100 V), media

(200 V), alta (300 V) y maxima (400 V).

Amortiguamiento:: 50 Q, 63 Q, 150 Q y

400 Q.

Rectificacion: Onda completa, onda media

positiva, onda media negativa y onda RF.

Ancho de banda analégica:

0,3 MHz a 20 MHz, a -3 dB.

Modos de inspeccion: Pulso-eco, emision

y recepcidn, y transmision directa.

Alarmas: Seleccién del umbral de tole-

rancia positiva o negativa, o profundidad

minima.

Temperatura de funcionamiento:

-10°Ca+50°C.

Temperatura de almacenamiento:

—40°Ca+70 °C.

Alimentacion: Red de corriente alterna

de 100V CAa 120V CA,de 200V CA a

240V CA, de 50 Hz a 60 Hz.

Bateria: Recargable internamente de

NiMH, de 6 V, a 3200 mAh.

Autonomia de la bateria: 5ha 6 h

nominales. Tiempo de recarga media de

aproximadamente 2 h.

Conectores de cable de palpadores:

LEMO® 00. Adaptadores disponibles para

los conectores LEMO 1y BNC.

Teclado: Inglés y simbolos internacionales.
Idiomas: Aleman, espafiol, francés, inglés,
italiano, japonés, ruso, e idiomas persona-
lizados. La seleccién del idioma se efecttia
con el teclado.

Puerto USB de alta velocidad.
Dimensiones: 238 mm x 138 mm.

Peso: 1,0 kg con la bateria.

Requisitos de sistema: Compatible con Mi-
crosoft® Windows® XP® y Microsoft Win-
dows 2000°.

Garantia: 1 afio, excluyendo la baterfa.
Posibilidad de un segundo afio de garantia.

REGISTRADOR DE DATOS NUMERICOS

¢ Almacenamiento de hasta
100 calibraciones y 2000 medidas de
espesor.

e Posibilidad de aumentar la capacidad
de la memoria para almacena hasta
500 calibraciones y 10000 medidas de
espesor.

ACCESORIOS ESTANDARES

El EPOCH LT, detector de defectos por
ultrasonidos con microprocesador y regis-
trador de datos numéricos, incluye:

e EP-MCA: adaptador/cargador compacto.

e EPLT/BAT: Bateria de niquel e hidruro
metdlico recargable.

e EPLT/CAL-NIST: Certificado de
calibracién emitido por el National
Institute of Standards and Technology
(NIST).

* 910-258: Manual del usuario.

¢ 36DLP-CC: Maleta de transporte.

e Software DAC/TVG.

ACCESORIOS OPCIONALES

EP4/SC: Maletin de transporte duro.
PLUS/RPC: Estuche protector de caucho.
EPLT/DP: Protectores de pantalla LCD.

HERRAMIENTAS SOFTWARE
OPCIONALES

EPLT/MEM: Memoria extendida.

API 5UE: Determina el tamafio de los defec-
tos segun el procedimiento 5UE recomenda-
do por el American Petroleum Institute (API).
Se sirve de la técnica diferencial de amplitud
en funcion de la distancia (ADDT) para
medir el tamafo de los defectos potenciales
durante el proceso de validacién de tuberias
OCTG (productos tubulares de la regién
petrolifera). El procedimiento de medicién
es simple y repetible, dado que todas las
variables de la ADDT son registradas a partir
de la envolvente de la memoria de picos.
(N.° de referencia: EPLT/API5UE)

Curvas DAC y TVG avanzadas: Calcula

la amplitud de la sefial en porcentaje (%)
o en intensidad sonora (dB) en funcién a
la curva DAC o a la amplitud del eco de
referencia fijada con la TVG. Las versiones
DAC incluyen las de tipo ASME, ASME 3,
JIS y curvas personalizadas. Ademds,
permite el ajuste dinamico de las curvas
DAC, el paso entre las curvas DAC y TVG,
las curvas DAC/TVG al 80% y al 20% de la
altura de la pantalla completa, la tabla TVG
flexible y las curvas de advertencia DAC
personalizadas.

(N.° de referencia: EPLT/ADT)

Diagramas DGS/AVG integrados: Técni-
ca de estimacion de las dimensiones de
los defectos que permite evaluar los ecos
mediante diagramas DGS/AVG asociados
a un palpador y a un material especificos.
La gran biblioteca de palpadores permite
configurar completamente los diagramas
DGS/AVG en el equipo. Ademas, el pro-
grama informdtico GageView Pro permite
crear configuraciones personalizadas de
los palpadores.

(N.° de referencia: EPLT/DGS/AVG)

Emisor de ondas cuadradas: Este emisor se
puede ajustar entre 1 MHz y 10 MHz para
optimizar la relacién senal-ruido y lograr
una adquisicion mas profunda en materia-
les dificiles.

(N.° de referencia: EPLT/SWP)

Frecuencia baja de repeticion de impulsos
(30 Hz): El ajuste de la PRF a un nivel fijo
de 30 Hz reduce o elimina los ecos fantas-
mas. Esta herramienta es frecuentemente
necesaria durante inspecciones de mate-
riales que atentan fuertemente el sonido o
que tienen largas trayectorias acdsticas.
(N.° de referencia: EPLT/LPRF)

Mediciones eco a eco: Permite medir el es-
pesor real del metal sin tener en cuenta el
recubrimiento, por lo que no es necesario
retirarlo.

(N.° de referencia: EPLT/ECHO)

Rango extendido: Aumenta el alcance del
rango estandar, de T mm a 10000 mm.
(N.° de referencia: EPLT/RANGE)

AWS D1.1 y D1.5: Proporciona una indi-
cacion dindmica del reflector para diversas
aplicaciones de inspeccién de soldaduras
segln la American Welding Society (AWS).
Asi, se obtienen inspecciones mas efica-
ces, al eliminar los calculos manuales.
(N.° de referencia: EPLT/AWS)

GAGEVIEWPRO-KIT-USB: Programa
informatico GageView™ Pro que incluye
un cable USB.
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